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Caracterização de materiais volumétricos, filmes finos,  superfícies e
nanoestruturas por diferentes técnicas experimentais. 
 
Programa: 
 
1.Breve introdução sobre as técnicas de caracterização de materiais. 
 
2.Descrição detalhada das técnicas de caracterização conhecidas como:
microscopia de ponta-de-prova, retroespalhamento Rutherford, espectroscopia de
elétrons Auger, espectroscopia de fotoelétrons gerados por raiosX,
espectrometria de íons secundários, magnetometria de amostra vibrante, difração
de elétrons de baixa energia, espectroscopia de perda de energia eletrônica,
espectroscopia UV-Vis-IR, espectroscopia ótica por descarga em plasma,
microscopia Confocal, perfilometria, e microscopia eletrônica de varredura e de
transmissão. 
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8.Material bibliográfico adicional na forma de artigos de revisão, teses e capítulos
de livros.
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